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La presente Memoria se refiere, como indica su enunciado
& un aparato, especialmente ideado para la inspeccidn de en-
vases de cristal que presentan su boca acabade con una super-
ficke radondeada, en cuyos envases, Be encuentran precisamante
los mayores inconwenientes en cuanto a la citada inspeocidn.

Uno de los pobrlemas que se plantea en la inspeccidn de
envages de oristal que tiene le parte superior redondeada, es
que cuando. se emplean aparatos, en los que se dirige un haz de
luz horizontal y formando &ngulo agudo con un plano radial ver-
tical, contra dicho acabado del envase, se produce una modifica-
cibn de la direccién del haz, en sentido descentente y hacia el
interior de la pared del envase, de tal manera que los defectos
no pueden ser deteotados. A este inconveniente, se suma el que
se origina porque la luz se dirige hacia asrridba, & través de la
pared del envase, y la inspecoidn ds grietas verticales desde el
punto de vista en el fondo del envase queda totalmente amladas.

Por ello, es une especial finalidad de esta invencifn, el
proporcionar un aparato para detectar § desombrir defectos ver-
ticales en el acabado suprior de envases de cristal con boca redon-
deada, con el que se eliminan los defectos anteriormente citados.

En esencal, el aparato, consiste en un foca de luz dirigide
hecia el escabado superior del envase y en una céluls fotoeldotri-
ea de tel formae colocada que su linia &% visualidad intercepte
cualquier raye de luz reflejado por una grieta vertical existente
en dicho acabado superior, con el fin de excitar una sefial que
logra el rechace del envase que presenta tal defieoto. La nueva
¥ principal caracteristica de este aparato, es la de lograr gue
¢l haz de luz dirigldo hacia la parfte suprior del envase que ae
trate, forms um #ngulo con un plano radial vertical, y otro &n-
gulo igualmente aguda con respecto a un plano horizontal, de tal
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maners que un parte de esta haz, pasa por encima del borde del
envase, y este 4nguleo, estf definido de forma que la luz refrac—
tada por la superficie redondeada pesa por encima de ésta en
un plano sensiblemente horizontal.

A oontinuacifn, se harf una detallada desoripcidn del
aparato aludide, con referencia & los planos que se acompafien,
en loa que se representa a simple tftulo de ejemplo, no li=
mitativo, una forma preferente de realizaciln, susceptible de
todas agquellas varlaciones de detalle que no supongan una ale-
teracién fundamental de las oaracteristicas esenciales del
mismo.

En dichos plancs se ilustra,

La Fige 1 es una vista en corte parcial de un aparato que
incorpora la invencifn;

ls Fige. 2 es una vista parcialmente esquemftica de una
parte del aparatos

La Fige 3 es una vista en planta esquematica que muesira
la propagacién del foco de luz a través del envase;

La Figs 4 o83 una vista esquematica en alzedo que miesira
la propagacidn del foco de luz a través del envase.

Con referencie a la Fig. 1 , de acuerdo con la invenciom,
el envase C, que me va & inspscoionarse, se coloca en posicfon
de inspeccibn mediante una rueda de estrella 10 que tiene va=
vidades: 11 en su periferia. En el punta de inspeccibn, el
envase C me deposita sobre un soporte eldstico 12, que se ha~
ce girar. Una pluralidad de rodillos 13, montados en ejem
gue se prolongan radialmente 14 en un cabezal 15, entra en
contaoto con el acabada suprior del envage C y lo mantinen en
posicién fije, s prueba de oscilaciones, mientras gira gracias

al soporte eldstico. El ocabezgl 15 estd montado sobre un braze
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de resorte 16.

El soporte eldstico estf adaptado de manera que se le-
vanta para elevar sl envase contra los rodillos 13 y posiciow
nar un espejo 17 dentrode ls booa ablerta del envase. El es=
pejo 17 forma parte de un conjunto de inspeccidn 18 que com=
prende une bombille incandescente 19 y lentes 20 que recogen
y enfocan un foca de radiacidn al que el envase es transparenw—
te, desde la bombilla 19, conira el acabado del redipiente.

Segén se muestra esquemfticamente en las Figs 3 y 4, el
foco de luz se dipige contra el acabado del envase en &ngule
agudo B, preferentemente de 45 grados, con un planc. radial.

E]l foco se enfoca en un pontegeneralmente vertical que se
dirige, como se indica en la Fig. 4, en &ngule agudo A con

la horizontal, de manera que una parte del foco corta elacabado
superior y sl resto del foco pams por la patte superior del
acabadoc E1l &ngule A se selecciona de tal menera que la luz

es refractada por el acabado supeior redendeado y, normalmente,
pasa a través del acabado superior en un planc esenciaslmente
horizontal. Este &ngulopuede variar segdin la configuracién

del acabado superior, pero se ha comprobado gue un &ngulo

de aprosimadasmente 32 grados produce resultados fatisfactorios
oon michos de los ascabados superiores actualmente asequibles.

Cuando hay presente un defecta, el foce de luz que de
dirige & +través del acabado superior se refleja y refracta
del acabado supebior, segin se muestra en la Fig. 3. Un pris—
ma 21 refleja la parte refractada del foco de luz en sentido
ascendente y las lentes 22 enfocan la parte refractada del
foco de luz contra una c8lula fotosensible 23, como puede
ser una célula solar. Un amortigusdor de luz 24 limita la vie

8ibn de la o8lule fotoeléotrica 23 a la zona del acabado su=—
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perior que se estd inspeccionando, Si la oélula fotosléctrica
23 se excite, funciona wr mecaniamo rechazador para recha=
zar el envese a un punto de inspeccidn subziguiente,

Como temblen se muestra en la fig, 1, mientras sme dasta
inspecionandoel acabado superior del envase, el fondo también
se inspeciona dirigiendo una pluralidad de focos de luz desde
las: fuentes de luz 25 y 26, en &ngulos agudos con los planos
radiales y oon la horizontal, Si hay un defecto en el fondo,
la propagacidn de la luz se modifica por el defecto contra
wna plurslidad de cdlulss fotosensibles 27, montadas dentro
de un blogue 28, Si, por la excitaciln de las células 27,
se produce una sefial, el mecanismo. rechazador actda para re—
chazarel envase a un punto de inspecoidén subsiguiente,

La forma, materisles y dimensiones, podrén ser variables
¥ en germeral, cuanto sea accescrio y secundario, siempre que
no altere ni modifigue la esenclalidad del objeto que se desw
oribe,

Los terminos en que queds redactada este Memoria, son
clertos y fiel reflejo del objeto desorito, debfendose tomar
con oaracteramplio y nunca en forma limitativae

El psticionario se reserva el derecho de obtencidn de los
certificados de adicidn complementario por las mejoras o per-
fecoionamientos gue en lo sucesivo pudiera aconsejar la préc—
tica.

N O T A

Se reivindiocan como propios y mueves para que sean ob~
jota de una Patente de Invencidn en Espafia, por veinte afios,
reivindicandose la prioridad de la Patente depositada en
Estados Unidos el 13 de Septiembre de 1966 bajo el numero
486,616, los puntos siguientess
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Y.~ Aparato para inspeccionar envases de cristal con
boca constituida por superficie redondeada, ocaracterizado.
por estar constitufdo por medjos susceptibles de recoger y
dirigir un haz de energla radiante a la que el envase es transe
parente, de menera que atraviese el acabado superior en di-
reccién ascendentey formande undngulo agudo con un plano ver=
tical radial y un 4ngule agudo con un plano horizontal, a fin
de que parte del haz citado corte el acabado superior yparte
pese sobre el mismo.

2.~ Aparaste pars inspecoclonar envases de cristal con
boca constitufda por superflcie redondeada, segun reivindicaciém
primera, caracterizado porque el #Angule definico por el haz
¥ ¢l pleno horizontal, es aproximadamente 32 grados y permite
que la luz refractads en el acabado superior, pase a través
de éste en un plano esencialmente horizontal.

3.~ Aparate pere inspeccionar envases de cristal com bo-
oa constitufda por superficie redondeada, segun anteriores
reivindicaciones, caracterizado por haberse previsto medios
fotosensibles: con su 1fnia de visuzlided dispuesta de manera
que intexcepten parte de la energif radiads y reflejada por
cualquier grieta vertical existente en el envase a inspesccio=-
nar,

4= Aparato para inspeccionar envases de cristal con bo-
ca oonstitufda por superficie redondeada, segfin reivindica-
ciones anteriores, ocaracterizado por haberse previsto medios
destinados a recoger y refractar el haz reflejado por una im-
perfeccifn: en direocién hacia los medios fotosensibles,

5e= Aparato para inspecoionar envases de oristal con bow-
ca constitufde por superficies redondeadas, segin anteriores

reivindicaciones, caracterizado por el hecho de existir uma
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protecoién con elementes de amortiguacidn, entire los medios
fotosensibles: y el envase a inspeccionar.

6.~ Aparato para inspecoilonar envases de oristal con
boca oonstitufda por superficie redondeada, segun reivin
dicaclones. anteriores, caracterizado por haberse previsto
medios pars rechazar el envase que presente defectos, y que
actdan en respuestas a la excitacidn de los medios fotosen—
sibles por la parte de haz de energia interceptadas

Te~ Aparato para inspeccionar envases de cristal con
boca constituida por superficie redondeada, seghn anteriores
reivindicaciones, caracterizado por la existencia de una plu=—
ralidad de haces de energfa radiante, en sentido ascendente,
contra la base del envase, en Zngulo agudo con planos radiales
¥ con un plane horizontal, medios fotosensibles que lntercep-
taw parte de dicha pluralidad de haces, desviados de su pro-
pagacién nomal por defectos en la base del envase, y medios para
rechazar el que presente tal defecto, por medio de la acciln
de los medios fotosensibles excitados por el haz que interw
copta.

84 APARATO PARA INSPECCIONAR ENVASES DE CRISTAL CON
BOCA CONSTITUIDA POR SUPERFICIE REDONDEADA,

Todo conforme se describe en la memoria que antecede,
ge ilustra como ejemple de ejecucidn en el plano unido & ella
¥y se relivindica en su nota.

Esta memeria consta de ojae foliadas y escritas

a maquina por una sola cars/y plano que\ge acompafia.



RYdztit

HOTA UNICA
OWENS-ILLINOIS, INC




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



